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摘要(译)

本发明提供了使用多聚体MHC II类/肽复合物。一方面，提供了鉴定预定
多肽抗原的MHC II类限制性免疫表位的方法。提供了用于鉴定预定多肽
抗原的免疫刺激性表位的方法。在相关方面，提供了用于筛选MHC II类
表位的治疗性多肽试剂的方法。在其它方面，还提供了用于调节T细胞和
用于确定或监测患者的MHC II类限制性免疫状态的方法。
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